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Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant ’'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validité [de la présente publication

Le contenp technique des publications de la CEl est
constammepnt revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel de [p technique.

Des rensgignements relatifs a la date de reconfir-
mation dg la publication sont disponibles dans le
Catalogue|de la CEI.

Les renseigjnements relatifs & des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publicationp établies, se trouvent dans les docume i
dessous:

o «Site web» de la CEI*

e Calalogue des publications de la CEIl
Pulblié annuellement et mis & jour
régulierement
(C4qtalogue en ligne)*

e Bulletin de la CEI
Disponible a la fois a

et
Terming
et littérg

1 Symboles littéraux a
y la CEl 60417: Symboles
”le matériel. Index, relevé et
compilation“des feuilles individuelles, et la CEl 60617:

Validity of this publicatio

is kept
iring that

e IEC catalogue.

htion and
deftaken by the |technical
repared this publicatioh, as well
ns issued, is to be foynd at the

F ubllshed yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nfernational Electrotechnical Vpcabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols &nd signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417:|Graphical
symbols for use on equipment. Index, sqrvey and
compilation of the single sheets and |IEC 60617:

Symboles grapniques pour schemas.

d

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Graphical symbols for diagrams.

*

See web site address on title page.
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- COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INDUCTANCES FIXES D'ANTIPARASITAGE
PREMIERE PARTIE: SPECIFICATION GENERIQUE

PREAMBULE
1) Les de0131ons ou accords OfflClelS de la CEI ,en ce qui concerne les

jons,
Lonal

sont

brime le
htionales
pnditions
ipn de la
possible,

La présente norma a r le Comité d'Etudes No. 40 de la|CEI:
Condensateurs et/ r our\équipements électroniques.

Le tpxte dé<;;E;Q\ orm i es documents suivants:
Régle des ASi %épggig>de vote Procédure des .| Rapport fle vote
Molis Deux Mois

(3C)535N\ X | \40(BC)635

%

Pour| de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote coprespondant
mentionné dans le tableau ci-dessus.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED INDUCTORS FOR RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION
PART 1: GENERIC SPECIFICATION

FOREWORD

1) The formai decvisionsoragreeme of—t enr—technteatmattersy—
prepafed by Technical Committees on which all the National Commit tee<
having a special interest therein are represented, expreSs, ds\nearly as
possible, an international consensus of opinion on the ubjechbs deal

with.

2) They have the form of recommendations for interifali are
accepted by the National Committees in that set

3) In order to promote international unificatiop
wish that all National Committees shou
recommendation for their nation Qf 1ati itions
will permit. Any divergence b& : i
correpponding national rules should
indicpted in the latter.

This stapdard hag &
Capacitops and @fé&
The text| of thls

Six Months' e \\n“Vétlng Two Months' Report on Vofing
Procedure

4o( Sﬁk 40(C0)635

Further information can be found in the relevant Report on Voting indicated in
the table above.
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SECTION UN - DOMAINE D'APPLICATION

Domaine d'application

Généralités \\\\\\\/)v>

La présente norme est applicable aux inductances fixes d'antiparasitage
destindes aux appareils et aux machines reliés i une source d'alimentation
ayant une tension nominale n'excédant pas 500 V (tension continue ou valeur
efficace de la tension alternative) entre conducteurs ou n'excédant pas

250 V (tension continue ou valeur efficace de la tension alternative) entre
un conducteur quelconque et la terre et ayant une fréquence n'excédant pas
100 Hz.

Les comblnalsons de deux 1nductances ou plus dans un méme boitier font

a‘
c
L
’
n
machines contre les bruits électriques € ires de
tension ou de courant issus soit de 1/ali
de l'appareil.
Lprsque les inductances n re connectées & l'alimen-
tation, les essais de sécurité\s pas applicables|et peuvent
étre omis.

Dpcuments de référe

iblicat 1onée\\1/\QE1 }

P

Phiblication ymboles littéraux 4 utiliser en électr¢nique,

( Premiére partie: Généralités.

P Vocabulaire électrotechnique internatiogal
(V.E.I.).

P Codes pour le marquage des résistances ¢t des

( condensateurs.

Publication 68: Essals fondamentaux climatigues et de robustesse
mécanique.

Publication 68-1: Premiére partie: Généralités.

(1982)

Publication 68-2-1: Essais A: Froid.

(1974)

Publication 68-2-1A: Premier complément.

(1976)

Publication 68-2-2: Essais B: Chaleur sé&che.

(1974)

Publication 68-2-2A: Premier complément.

(1976)

Publication 68-2-3: Essai Ca: Essai continu de chaleur humide.

(1969) Modification No. 1 (1984)
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SECTION ONE - SCOPE

Scope

This standard is applicable to inductors for radio interference suppression
intended for apparatus and machines to be connected to a supply with a no-
minal voltage not exceeding 500 V d.c. or a.c. (r.m.s.) between conductors
or 250 V d.c. or a.c. (r.m.s.) between any one conductor and earth and a
frequency not exceeding 100 Hz.

The combination of two or more inductors within one enclosure is also
included in the scope of this standard.

4]

This [standard does not necessarily apply in its entirety Yo inductern
interlded for use on motor vehicles, in aircraft or for i
applilcations. Detail specifications for these applica
extrd requirements.

Ncate

Indudtors within the scope of this standard may. a & ect
appartatus and machines from electrical noise a :
trangients coming either from the supply or
appaatus.

When |inductors are not intended for c
specified safety tests are no ppli

General
Relaged docugent
1EC Dublicégggg
Publfication 27 Letbter Symbols to be Used in Electrical
echnology, Part 1 : General.
: International Electrotechnical Vocabulary
(I.E.V.).

(197
Marking Codes for Resistors and Capacitorsg

he

%

%

Publf

Publj

(197 .
Publjication Basic Environmental Testing Procedures.
Publication 68-1: Part T : General.

(1982)

Publication 68-2-1: Tests A : Cold.

(1974)

Publication 68-2-1A: First supplement.

(1976)

Publication 68-2-2: Tests B: Dry heat.

(1974)

Publication 68-2-2A: First supplement.

(1976)

Publication 68-2-3: Test Ca: Damp Heat, Steady State.

(1969) Amendment No. 1 (1984)
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Publication 68-2-6: Essai Fec: Vibrations (sinusoidales).

(1970) Modification No. 2 (1985).

Publication 68-2-13: Essai M: Basse pression atmosphérique.

(1966)

Publication 68-2-1k4: Essai N: Variations de température.

(1974)

Publication 68-2-17: Essai Q: Etanchéité.

(1978)

Publication 68-2-20: Essai T: Soudure.

(1979)

Publication 68-2-21: Essai U: Robustesse des sorties(et

(1983) dispositifs de fixation.
Modification No. 1-(1985)

Publlication 68-2-27: Essai Ea: Chocs.
(19f2)

Publlication 68-2-29: Eséai Eb:

(19p8)

Publlication 68-2-30: Essai Db: b
(19B0)

Publication 617:

Pubflication 294:
(19p9)

hdrique a

Pubflication 335-1: et
(19[76)

Pubflication 410 5

(19[73)

C.I.S.P.R.@ antipara-

(1981) Ttage des éléments de réduction des pertprbations

dioélectriques et des filtres passifs.

Publications\ de I'\IS

Nombres normaux - Séries de nombres normajux.

Guide pour le choix des séries de nombres| normaux
et des séries comportant des valeurs plus| arrondies
de nombres normaux.

Norme ISO 1000: Unités SI et recommandations pour l1Temploi de leurs
(1973) multiples et de certaines autres unités.

Note. -Les références ci-dessus s'appliquent aux éditions courantes sauf
pour la Publication 68 de la CEI pour laquelle 1'édition de réfé-
rence doit &tre utilisée.
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Publication
(1970)

Publication
(1966)

Publication
(1974)

Publication
(1978)

Publication
(1979)

— 11 —

68-2-6: Test Fe: Vibration (sinusoidal).

Amendment No. 2 (1985)

68-2-13: Test M: Low Air Pressure.

68-2-14: Test N: Change of Temperature.

68-2-17: Test Q: Sealing.

68-2-20: Test T: Soldering.

Publication
(1983) ]|

Publication
(1972)

Publicphtion
(1968)

Publicphtion
(1980)

Publicption

Publiclgtion
(1969)

Publication
(1976)

Publigation
- (1973)

C.I1.S,
(1981

IS0 Py

68-2~21: Test U: Robustness ol Terminations /and
Integral Mounting Devices.

Amendment No. 1 (1985)

68-2-27: Test Ea: Shock.

68-2-29:

Test Eb: Bump.

68-2-30:

117
294:

335-1:

410:

IS0 St
(1973

ISO St
(1973

IS0 St
(1973)

referred Numbers - Series of Preferred Numbers.

Guide to the Choice of Series of Preferred
Numbers and of Series Containing more Roundgd
Values of Preferred Numbers.

for the Use of
their Multiples and of Certain Other units.

Note. -The above references apply to the current editions, except forv
IEC 68 for which the referenced edition must be used.
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2.2 Unités, symboles et terminologie
2.2.1 Généralités

Les unités, les symboles graphiques, les symboles littéraux et la

terminologie doivent &tre, lorsque ceci est possible, pris dans les
‘publications suivantes:

Norme ISO 1000
Publication 27 de la CEI
Publication 117 de la CEI
Publication 50 de la CEI

Si d'autres rubriques sont requises, elles doivent(étre
formément aux principes énoncés dans les docume

ies con-
ci-dessus.

2.2.2 Type

Ensemble de composants de conception id
des techniques de fabrication permet d
procéder a une homologation, soit dans
conformité de la qualité.

ilitude
s0it gn vue de
ontrdlg de la

culiére.
Note. -Des composants d ieurs spécifications garticu-

§_caS; etre considérés comme appar-
onséquent &tre regroupés pour

2.2.3 Modéle

Subdivisic * ; ie généralement 3 partir de critdres
dimen(ién

plusieurs variantes, généralement d'brdre

2.2.4

vant)a préciser des caractéristiques générales complfmentai-
S\eoncernant l'application projetée, par exemple applicatiohs de
longue.dupée.

A

qu'en combinaison avec d'autres
mots le qualifiant (par exemple: classe 3 longue durée de vie). Il ne
doit pas €tre utilisé en propre avec une lettre ou un numéro seuls.

Les chiffres ajoutés au terme "classe" accompagné de son qualificatif
devraient étre des chiffres arabes.

2.2.5 Famille (de composants électroniques)

Groupe de composants électroniques présentant une propriété physique
prédominante et/ou remplissant une fonction définie.
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2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.4

2.2.5

Units, symbols and terminology

General

Units, graphical symbols, letter symbols and terminology shall,
whenever possible, be taken from the following publications:

ISO Standard 1 000
IEC Publication 27
IEC Publication 117
IEC Publication 50

€n further items are require y
with the principles of the documents listed above.

Type
A group of components having similar design
larity of whose manufacturing techniques gna
together either for gualification approval or A
ance inspection.

They are generally covered by a 3

Note. -Components described

approval and qual ty’(iigf nance >inspection.
Style

A sub-

tion e.g. long life applications.

words (e.¥. long life grade) and not by a single letter or num

ance

imi-

uped
rm-

S.

additional general characteristics concerning the

brre
ber .

Figures to be added after the term "Grade'" should be arabic numerals,

Family (of electronic components)

A group of electronic components which predominantly displays a
particular physical attribute and/or fulfils a defined function.
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Sous-famille (de composants électroniques)

Groupe de composants d'une méme famille dont les technologies de
fabrication sont similaires.

Tension nominale (Uy ou Ug)

La tension
de service
tension de

nominale est soit la valeur efficace maximale de la tension
3 la fréquence nominale, soit la valeur maximale de la
service en courant continu qul peut étre appllquee en

permanence aux bornes de l'inductance a toute temperature comprise
entre la température minimale de catégorie et la température nominale.

Tension de catégorie (Ug)

Tension maximale qul peut étre appliquée en p ncee’ a\unelinductance

utilisée & sa température maximale de catég

Température minimale de catégorie

ilnductance a

inductance a

Note. -La t

éxterne peut &tre affectée par
u passage du courant. Les [sorties
me faisant partie de la surface g¢xterne.

supporter

effitace maximale du courant de service a la fréquen¢e nominale
ximale du courant continu de service qui permet|un fonction-

Il est fixé

onstructeur pour l'une ou les deux conditions suivaptes:

a) air libre (Ipg).

b) avec un radiateur spécifié (Igy).

Inductance nominale (Ly ou Lg)

Valeur d'inductance pour laquelle a été congu le dispositif et qui est
habituellement marquée sur celui-ci.

Affaiblissement d'insertion

Rapport de la tension mesurée aux bornes de sortie d'un 01rcu1t d'essal
approprle avant insertion du dispositif d'antlpara51tage 3 celle mesurée
aprés insertion de ce dlSpQSltlf dans ce méme circuit. L'affaiblissement
d'insertion peut &tre mesuré, soit avec un circuit d'essai symétrique,
soit avec un circuit d'essai asymétrique. -

Note. -Exprimé en décibels, l'affaiblissement d'insertion est égal
34 20 fois le logarithme du rapport ainsi établi.
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2.2.6

2.2.9

2.2.10

2.2.11

2.2.12

2.2.13

2.2.74

Sub-family (of electronic components)

A group of components within a family manufactured by similar
technological methods.

Rated voltage (UR)

The rated voltage is either the maximum r.m.s. operating voltage of
rated frequency or the maximum d.c. operating voltage which may be
applied continuously to the terminations of the inductor at any
temperature between the lower category temperature and the rated
temperature.

Category voltage (Uc)

The maximum voltage which may be applied contin to\ar inductor
at its upper category temperature.

Lower category temperature

The minimum external surface temperatu
has been designed to operate continuybo

th nductor,

Upper category temperatur

The maximum external surf
has been designed to oper

hich the inductor]

temper re can be affected by
te the lead-through current. The

dered W0 be part of the external

ature at which an inductor can carry

.S. operating current at rated freqency or maximum
¥ current which allows continuous operation of thsg
inductor at/’the rated temperature. It is assigned by the manufgcturer

for, one or both of the following conditions:

a) free air (IggJ-
b) with a specified heat sink (Igy).

Rated inductance (Lg)

The inductance value for which the inductor has been designed and
which is usually indicated upon it.

Insertion loss

The ratio of the voltage before and after the insertion of the
suppressor in the circuit as measured at the terminations. The insertion
loss can be measured either with a symmetrical or an asymmetrical test
circuit.

Note. -When expressed in decibels the insertion loss is 20 times
the logarithm of the ratio stated.
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Circuit d'essai asymétrique

Circuit d'essai dans lequel l'inductance en essai est connectée par .un
cable coaxial dont le conducteur extérieur assure un retour pour un
courant haute fréquence.

Circuit d'essai symétrique

Inductance isolée

Circuit d'essai, dans lequel 1'inductance en essai est reliée 3 des
paires de conducteurs blindées dans lesquels la tension asymétrique
est suffisamment faible pour &tre négligée.

gction ne peut pas étre
igur 3 la tension nomina-
ice avec laquelle le

éseau, a une faible impédance, mais

, a une forte impédance i

provoqués par des appareils
parfois connues comme bobines d!

ductive et
arasites a
lectriques.

rrét

2.2.18

2.2.19

‘(@yant\ plus d'un enroulement sur un seul noyau disposée de
q aimantation résultante, provoquée par le c¢urant, soit

Indﬁgfanég

reliée i un conducteur de terre d'un appareil.

2.2.20 Inductance pour thyristor
Inductance utilisée dans les circuits commandés par des thyristors.
2.2.21 Inductance de ligne
Inductance destinée pour connection directe sur l'alimentation. Cette
inductance peut faire partie d'un appareil,
2.2.22 Inductance de lissage pour télévision

Inductance

congue spécialement pour réduire 1l'action des parasites

principalement dans la gamme de fréquence de 30 & 300 MHz.

Note. -Les 1nductances de lissage pour télévision non enrobées, non
compensées en courant, ne font pas partie du domaine d'appllca—
tion de la présente spécification, mais elles devraient &tre

considérées comme partie du ciblage de 1tappareil.
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2.2.14.1 Asymmetrical test circuit

A test circuit in which the inductor under test is connected with
a coaxial cable of which the outer conductor constitutes a return
path for high-frequency current.

2.2.14.2 Symmetrical test circuit

A test circuit in which the inductor under test is connected with
screened conductor pairs in which the asymmetrical voltage is small
enough to be neglected.

2.2.15 Insulated inductor

A inductor in which all terminations connected to
raised to a potential different (but not less tha
from that of any conducting surface with whic
to come into contact in normal use.

2.2.16 Uninsulated inductor

(but not less
bing surface with which

a section cannot be raised to a pote
than the rated voltage) from thaf o
the case is liable to cofte intqQ ¢

2.2.17 Radio interference suppre

An inductor whi
radio frequen mpedance, and which is thus used

io frequencies caused by ellectric-

2.2.18
Vi \\ﬁbce;lhan one winding on a single core arrarlged
at\the resultant magnetisation caused by the cyrrent
2.2.19

An i;;;3b92>connected in the earth lead of an equipment.

2.2.20 Thyristor inductor

An inductor used in thyristor controlled circuits.

2.2.21 Mains inductor

An inductor intended for direct electrical connection to the
supply mains. This inductor may form part of an equipment.

2.2.22 TV Choke

An inductor specially designed to reduce interference mainly in
the frequency range 30-300 MHz.

Note. -Unencapsulated, non-current compensated TV chokes are not
within the scope of this specification, but should be
considered as part of the equipment wiring.
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Dommage visible
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Dommage visible susceptible de réduire l'aptitude de 1'inductance 2

1'emploi pour lequel elle a été prévue.

Valeurs préférentielles

Chaque spécification intermédiaire doit spécifier les valeurs préfé-
rentielles appropriées a la sous-famille couverte par cette spécifica-

tion intermédiaire.

Marquage

Codage

Généralités

La spécification intermédiaire doit 1nd1quer
cation et les autres informations destinée
inductances et 1l'emballage.
L'ordre de priorité du marquage des peti
spécifié.

indentifi-

de la tolérance,|ou de la
e choisi parmi peux
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2.2.23

2.3

2.4

2.4.1

2.4.2

Visible damage

Visible damage which reduces the usability of the inductor unit for

intended purpose.

Preferred values

Each sectional specification shall prescribe the preferred values
appropriate to the sub-family covered by that sectional specification.

Marking

General

The sectional specification shall indicate the ide
criteria and other information to be shown on the
and the packing.

The order of priority for marking small ind

Coding

pified.

When coding is used for tolerance oy i acture, the method

shall be selected from those given {

@@
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SECTION TROIS - PROCEDURES D'ASSURANCE DE LA QUALITE

3. Procédures d'assurance de la qualité
3.1 Homologation/systémes d'assurance de la qualité
3.1.1 Pour un systéme d'assurance de qualité complet, les procédures des

paragraphes 3.4 et 3.5 doivent etre suivies.

3.1.2 Pour une homologation sans contrdle de la conformité de la qualité,
les procédures et exigences des paragraphes 3.4.1 et 3.4,2 doivent
étre suivies.

Pour la certification par un laboratoire d'essai , la
procédure du paragraphe 3.4.2 doit &tre suffi ue le
laboratoire d'essais fournit la preuve de la
3.2 Etape initiale de fabrication
L'étape initiale de fabrication doi la spécification
intermédiaire.
3.3 Inductances associables
Les régles concernant Nas 1'homolo-
gation ou du contrdle d e prescri-
tes dans la spécification i
3.4 Procédures dngmpk6§5b;
3.4.1
ntenues
3.4.2 ilcant doit
oduisant
ils sur
médiaire.
—Les pitces formant I'*échantillon doivent &tre prélevées au hasard dans

la production courante ou en accord avec 1'Organisme National de
Surveillance.


https://iecnorm.com/api/?name=ddf51dd9c6fef1a5d7942d883715d824

938-1 © IEC — 21 —

3-2

3.3

3.4

3.4.1

3.4.2

SECTION THREE - QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES

Quality Assessment Procedures

Qualification Approval/Quality Assessment Systems

For a full Quality Assessment System the procedures of Sub-clauses

3.4 and 3.5 shall be followed.

For Qualification Approval without Quality Conformance Inspection

the procedures and requirements of Sub-clause 3.4.1 and 3.4.2
shall be followed

prescribed in the sectional <§i§; 1%
QualificationQg;%@vgianp ed
N

- the r
qualifie

the rules of procedure governing

of this standard.

Seetional Bpecification.

For certificatiod by an independent test laborator h ro¢edy

Sub-clause 3.4.2 shall be sufficient, except thsg e testi\la
will produce the evidence of conformance.

Primary Stage of Manufacture

The primary stage of manufacture shall he sectid
specification. ‘

Structurally Similar Induectors

The grouping of structurally ‘siin ind s for the purpose
qualification approval an ualN ty nformance inspection shall

ithon to\the requirements of Sub-clause 3.4.1, the manufi

re of
ratory

nal

of
be

he primary stage of manufacture contaifped

cturer
ation
e

The specimens taken to form the sample shall be selected at random
from current production or as agreed with the National Supervising

Inspectorate.
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3.4.3 L'homologation obtenue dans le cadre d'un systéme d'assurance de la

' qualité doit 8tre maintenue en démontrant réguliérement que le produit
répond aux exigences du contrdle de la conformité de la qualité (voir
paragraphe 3.5).

3.5 Contrdle de la conformité de la qualité

(A ajouter lorsque le Contrdle de la conformité de la qualité sera

introduit).
3.6 Méthodes d'essai de remplacement
__ les méthodes d'essai et de mesure données dans la spécification
applicable ne sont pas nécessairement les seules s qQufi peuvent
8tre utilisées. Cependant, le fabricant qui utilisergi autres
méthodes doit prouver a 1'Organisme National i que ces

méthodes donneront des résultats équivalents 3 ce 'Bar les
méthodes spécifiées. En cas de litige, Erence,
seules les méthodes spécifiées doivent @

0@
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3.4.3

3.5

3.6

Qualification Approval obtained as part of a Quality Assessment System
shall be maintained by regular demonstration of compliance with the
requirements for Quality Conformance (see Sub-clause 3.5).

Quality Conformance Inspection

(To be completed later when Quality Conformance Inspection is added).

Alternative test methods

The test and measurement methods given in the relevant specification
are not necessarily the only methods which can be used. However, the

i i isi e that
yalent
for
be

hny alternative methods which he may use will give repults\equi
Lo those obtained by the methods specified. In cas i
referee and reference purposes the specified met
used.

&
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SECTION QUATRE - METHODES D'ESSAI ET DE MESURE

L. Méthodes d'essai et de mesure

4.1 Généralités

La spécification intermédiaire et/ou la spécification particuliére-cadre
doivent contenir des tableaux indiquant les essais & effectuer, les mesu-
res & faire avant et aprés chaque essai ou chaque groupe d'essai et l'or-
dre dans lequel ces essais doivent étre effectués. Les phases de chaque
essai doivent &tre effectuées dans l'ordre indiqué. Les mesures finales
doivent &tre effectuées dans les mémes conditions de mesure que les
mesures initiales.

doivent 8tre décrites entiérement.

L'état d'édition et de modification de tout

.2 Conditions atmosphériques normales
4.2.1 Conditions atmosphériques normales/d/ﬂ\\é{

Sauf spécification contraire, tous\ le ' ivent étre
. 3 . ’
a ) fixees par

- Température:
- Humidité relatj
1060 mbar).

Lure de
Hre cette
rés 1'épreu-

Avant les

mesure
temp
t\Miorn

nte de la
les résultats doivent si necessalre, 8tre ramenés
La température ambiante & laquellp ont été
rbal d'es-
ptilisant
.3) et
ébification.

es finales
5sal suivant.

Note. -Pendant les mesures, le composant ne doit pas &tre exposé aux
courants d'air, au rayonnement solaire direct ou a d'autres
influences susceptibles d'introduire des erreurs.

y.2.2 Conditions de reprise

Sauf spécification contraire, la reprise doit s'effectuer dans les
conditions atmosphériques normales d'essai (paragraphe 4.2.1). Si la
reprise doit étre faite dans des conditions étroitement contrdlées,
les conditions atmosphériques de reprises contrdlées du paragraphe
5.4.1 de la Publication 68-1 de la CEI doivent &tre utilisées.

Sauf spécification contraire, donnée dans la spécification applicable, une
durée de 1 h & 2 h doit &tre utilisée.
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b.2
4,.2.1

4.2.2

SECTION FOUR - TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES

- Test and measurement procedures

General

The sectional and/or blank detail specification shall contain tables
showing the tests to be made, which measurements are to be made before
and after each test or sub-group of tests, and the sequence in which
they shall be carried out. The stages of each test shall be carried out
in the order written. The measuring conditions shall be the same for
initial and final measurements.

If national specifications within any Quality Assessment System include
ngtheds—other—thanthosespecified in-th
bg fully described.

THe issue and amendment status of any IEC Publicatj
sqgction is given in Sub-clause 2.1.

Sttandard atmospheric conditions

Sttandard atmospheric conditions for testin

Unless otherwise specified, all tests ar : ade
under standard atmospheric conditions /for-testin i

- Tempefature:

- Relative humidi

- Air pressure: (:ffx mbar).
fore the meas o _lmadey—the fomponent shall be stored gt the
asuring temp { a tine sufficient to allow the entire gompo-
nt to reach i\t The same period as is prescribed |for
covery<§:> € F esdb is> normally sufficient for this punpose.
en measure a\made ab a temperature other than the specified
mperature 1, where necessary, be corrected to the

¢ ambient temperature during the measurgments
e test report. In the event of a dispute, the

W ~8 0o = 35 3 W

W
t

est/ may be taken as the initial measurements for the succeeding|test.

Note. =-During measurements the component shall not be exposed to
draughts, direct sun-rays or other influences likely to cause
errors.

Recovery conditions

Unless otherwise specified recovery shall take place under the standard
atmospheric conditions for testing (Sub-clause 4.2.1.). If recovery has
to be made under closely controlled conditions, the controlled recovery
conditions of Sub-clause 5.4.1 of IEC Publication 68-1 shall be used.

Unless otherwise specified in the relevant specification a duration of
1 to 2 h shall be used.
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.41

y.4.2
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Conditions d'arbitrage
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Pour les besoins d'arbitrage, l'une des conditions atmosphériques

normales pour les essais d'arbitrage données au paragraphe 5

.2 de la

Publication 68-1 de la CEI et répétées ci-aprés doit étre choisie:

et doit y éfre

essais sppeifiés
Exameh\vi

Exa¥23<;/\he

uel doit-‘montrer que 1'état de la piéce, l'exécu
isfaisants (voir paragraphe 2.2.23).

oit &tre lisible & l'examen visuel; il doit &tr
de la spécification. particulieére.

s (au calibre)

Température Humidité relative Pression atmosphérique
20 £ 1 °C 63% - 67% 86 kPa - 106 kPa (860 mbar - 1 060 mbar)
23 1 °C 48% - 52% 86 kPa - 106 kPa (860 mbar - 1 060 mbar)
25 ¢ 1 °C 48% -~ 52% 86 kPa - 106 kPa (860 mbar - 1 060 mbar)
27 £ 1 °C 63% - 67% 86 kPa - 106 kPa (860 mbar - 1 060 mbar)
Conditions de référence
Pour reference, appliquer les conditions atmosp erlq hles de
référence données au paragraphe 5.1 de la Pub 3 la CEI:

- Température: 20 °C;

~ Pression atmosphérique: 101,3 kPa
Séchage
Sauf prescription contraire dan applicable} 1l'induc-
tance doit etre conditjiqnnée gendant /9 par un chauffage dans un
four a circulation d'€ir \porté érafure de 55 + 2 °f et dont
1'humidité relative ne dépasse
Lt'inductance doit étre mi oidir dans un dessiccateur|contenant

L silicagel,

Sput des

Lion et le

e conforme

Les dimensions, pour lesquelles la spécification partlcullere pre01se

qu'elles peuvent €tre contrdlées par calibre, doivent &tre vérifiées;

elles doivent &tre conformes aux valeurs prescrites dans la spécifica-
tion particuliére.

Lorsque cela est praticable, les mesures doivent étre effectuées
conformément & la Publication 294 de la CEI.

Dimensions (par mesure)

Toutes les dimensions prescrites dans la spécification particuliére
doivent &tre vérifiées et conformes aux valeurs prescrites.
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4.2.3

4.2.4

4.3

4.y

4,41

4.4.2

4.4.3

Referee conditions

For referee purposes, one of the standard atmospheric conditions for
referee tests taken from Sub-clause 5.2 of IEC Publication 68-1, as
given below, shall be chosen:

Temperature Relative humidity Air pressure

20+ 1 °C 63% - 67% 86 kPa - 106 kPa (860 mbar - 1 060 mbar)
23 £ 1 °C 48% - 52% 86 kPa - 106 kPa (860 mbar - 1 060 mbar)
25 1 °C u8% - 52% 86 kPa - 106 kPa (860 mbar - 1 060 mbar)
27 + 1 °C 63% - 67% " 86 kPa - 106 kPa (860 mbar - 1 060 mbar)

Reference conditions

For reference purposes, the standard atmospheric
reference given in Sub-clause 5.1 of IEC Public

- Temperature: 20 °C;
= Air pressure: 101.3 kPa (1 013 mbar)

Drying
Unless otherwise specified in the r i ductor

shall be conditioned for 96 % 4 ‘ aring i ir
oven at a temperature o ! Lat]
exceeding 20%.

g a

ing Xshall be legible, as checked by visual examination.
shadX conform to the requirements of the detail specificatig¢gn.

Dimensions (gauging)

“The dimensions indicated in the detall specification as being
suitable for gauging shall be checked, and shall comply with the
values prescribed in the detail specification.

When applicable, measurements shall be made in accordance with
IEC Publication 294.

Dimensions (detail)

All dimensions prescribed in the detail specification shall be
checked and shall comply with the values prescribed.
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h.n4.4 Lignes de fuite et distances d'isolement dans 1l'air

Pour les inductances de ligne, les lignes de fuite et distances d'isole-
ment & 1l'extérieur de l'inductance entre les parties actives de polarité
différente ou entre des parties actives et un boitier métallique ne
doivent pas €tre inférieures aux valeurs appropriées données dans le

tableau I.
TABLEAU I
Dispositifs protégés |Dispositifs non proté-
contre le dépdt de gés contre le dépdt de
poussiére poussiére
Tension nominale
Ligne de {Distance tance
fuite d'isolement ilsolement
(mm) (mm)/\ (mm)
60 V < Ug < 250 V 2 2,5
250 V < Ug < 380 V 2 /\ 4 3
380 V < Ug < 500 V 3 /(73 5 4
AN A

3 principale sont en conformité avec
la Publication 335x1 de I, a cle 29.

La conformité avec ces \val it étre vérifiée par mesure kelon les
-1 de la CEI. Des exigenpes com-
ires, par exemple pour les ihductances
uttes d'eau ou la projection|d'eau.

plémentaires
protégées

4.5 Résisvance

4.5.1 Sauf preé ire dans la spécification applicable,| la
résis olement )doit &tre mesurée, sous la tension continue
spéeifié e tableau II. :

TABLEAU II

kTegéﬁor\l\‘génaétéristique de 1'inductance Tension de mesure
\/UR ou Uo < 10

v Uc ou UR * 10%
10 ¥ < ”R ou ”C < 100V +HO—+—F——%
100 V < UR ou Uc < 500V 100 £ 15 V
500 v < Ug ou Uy 500 * 50 V

¥ Lorsqu'il peut &tre démontré que la tension n'a pas d'influence sur le
résultat de la mesure ou qu'une relation connue existe, la mesure peut
étre faite i des tensions pouvant atteindre la tension nominale ou la
tension de catégorie (la tension de 10 V doit &tre utilisée en cas de
litige).

Utiliser UR, tension nominale, pour définir la tension de mesure lorsque
l'essai est effectué dans les conditions atmosphériques normales d'essai.

Utiliser U;, tension de catégorie, pour définir la tension de mesure
lorsque l'essai est effectué i la température maximale de catégorie.
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4.4.4 Creepage distances and clearances
For mains inductors, creepage distances and clearances on the outside of
the inductor between live parts of different polarity or between live

parts and a metal case shall be not less than the appropriate values
given in the Table I.

TABLE 1
Protected against Not protected against
deposition of dirt deposition of dirt
Rated voltage h
Creepage |Clearance Créepa Clearjance
distance 1 ne
(mm) (mm)/\ ( ; (i)
R N
U < 60V 1 2 1.5
60 V< Ug <250 V 2 \ 2.5
250 V< Ug <380V 2 2 4 3
380 V< UR <500V 3 5 y
Pt
Note. -The values are for ip/ accordance with
IEC Publication 33
es
be
4.5
4.5.1 nsula-
d in
TABLE II
N s
\\VQiE§§$\<§t;Ag of inductor Measuring voltage
Up or Up. < 10 V¥ Ug or Up + 10%
100V < Ugor Uc < 100V 10+ 1V %
100 V. < Ugor Ug < 500 V 100 £ 15 V
500 V < UR or UC 500 £ 50V

¥ When it can be demonstrated that the voltage has no influence on the
measuring result, or that a known relationship exists, measurement
can be performed at voltages up to the rated or category voltage
(10 V shall be used in case of dispute).

Ur is the rated voltage for use in defining the measuring voltage
to be used under standard atmospheric conditions for testing.

Uc is the category voltage for use in defining the measuring
voltage to be used at the upper category temperature.
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4.5.2. La résistance d'isolement doit &tre mesurée entre les points de mesure
définis au tableau I1I, spécifiés dans la spécification applicable.

L'essai A, entre bornes, s'applique a toutes les inductances, qu'elles
soient isolées ou non.

L'essai B, isolement interne, s'applique aux inductances isolées en
boitier métallique non isolé.

L'essai C, isolement externe, s'applique aux inductances isolées en
boltier non métallique ou en boltier métallique isolé. Pour cet essai,
la tension de mesure doit &tre appliquée en utilisant l'une des trois
’ . . - ’ . s .
licable:

4.5.2.1| MEthode de la feuille métallique

Une feuille métallique doit 8&tre enroulée étroitement. augour
de 1l'inductance.

du corps

Pour les inductances & sorties axialesi\ce ille\ doit d¢passer
d'au moins 5 mm & chaque extrémité imal de
1 mm puisse &tre maintenu entre la sorties.

Si 1l'espace de 1 mm, entre la feui b reliée au
corps de l'inductance, le débordement|de la
feuille doit &tre rédiit,\a k £cessaire, pour €tablir

ies
e

Pour les inductances & so
1 mm doit étre mainten

¢rales, une distance mipimale de
d de la feuille et chaghe sortie.

4,5.2.2 cogiportant des dispositifs de ffixation
montfe de fagon normale sur une plaqupe métallique
mm (0,5 in), dans toutes les directions, la
uctance.
4.5.2.3 S lique en V

\BB%% 8tre calée dans le fond d'un bloc métalligue en
° de telle maniére que son corps ne déborde pas| les

La for appliquée pour caler l'inductance doit étre telle qu'elle
garantisse un contact adéquat entre l'inductance et le bloc.| Cette
force doit &tre choisie de maniére & ne pas détruire ou endommager
1'inductance.

L'inductance doit étre placée conformément aux dispositions suivantes:

a) Inductances cylindriques: l'inductance est placée dans le bloc
de maniére que la sortie la plus éloignée de l'axe soit au plus
prés de l'une des faces du bloc.

b) Inductances parallélépipédiques: 1l'inductance doit &tre placée dans
le bloc de maniére que la sortie la plus proche du bord de l'induc-
tance soit au plus prés de l'une des faces du bloec.

Pour les inductances cylindriques et parallélépipédiques a sorties
axiales, on ne doit pas tenir compte du décentrement éventuel de la
sortie au point ou elle sort du corps de l'inductance.
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4.5.2 The insulation resistance shall be measured between the measuring points
defined in Table III, specified in the relevant specification.

Test A, between terminations, applies to all inductors, whether
insulated or not.

Test B, internal insulation, applies to insulated inductors in
uninsulated metal cases.

Test C, external insulation, applies to insulated inductors in
non-metallic cases or in insulated metal cases. For this test,
the measuring voltage shall be applied using one of the three

4.5.2.1 Foil method

A metal foil shall be closely wrapped around th '?ductor.
For inductors with axial terminations this foil N S eyond
each end by not less than 5 mm, provided i i ce of

1 mm can be maintained between the fo 2 min

tions. If this
minimum distance cannot be maintaing C i of the folil shall
be reduced by as much as is necessa iSk”the distance of 1 mm.

's”a minimum distance of
1 mm shall be maintained the foil and each| termi-

nation.

4.5.2.2 | Method for inddetors wit mg;géing

)
in its normal manner on a metal
ea .7 mm (0.5 in) in all directions

of the inductor.

4.5.2.3

be—¢lamped in the trough of a 90° metallic |V-block
that the inductor body does not extend beyond the :
ft block.

orce shall be such as to guarantee adequate confjact
inductor and the block. The clamping force is to Be chosen

¥n-such way that no destruction or damage of the inductor ogcurs.

The inductor shall be positioned in accordance with the following:

a) For cylindrical inductors: the inductor shall be positioned in
the block so that the termination furthest from the axis of the
inductor is nearest to one of the faces of the block.

b) For rectangular inductors: the inductor shall be positioned in
the block so that the termination nearest the edge of the inductor
is nearest to one of the faces of the block.

For cylindrical and rectangular inductors having axial terminations
any out-of-centre positioning of the termination at its emergence from
the inductor body shall be ignored.
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La résistance d'isolement doit &tre mesurée aprés que la tension a été

appliquée pendant 1 min * 5 s sauf prescription contraire en spécifi-
cation particuliére.

Lorsque cela est prescrit par la spécification partlcullere, la tempé-
rature 3 laquelle est faite la mesure doit &tre notée. Si cette tempé-
rature differe de 20 °C une correction doit &tre apportée a la valeur
mesurée en multipliant cette valeur par le facteur de correction
approprié prescrit dans la spécification intermédiaire.

La spécification applicable doit prescrire:

a)

les essais et la tension de mesure correspondan

de ces

b)

c)
d)

e)

f)

g)

essais (voir tableau III);

la méthode d'application de la tension (1
aux paragraphes 4.5.2.1, 4.5.,2.2 ou

temps d'électrisation, s'il
toute précaution spéciale 3
tous les facteurs de correc
rieur de la gamme des tempg
atmosphériques nox
la température de

la valeu
essai

écrites

es mesures & l'inté-
Le par les conditions

le est différente des conditions

différents
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4.5.3

4.5.4

4k.5.5

The insulation resistance shall be measured after the voltage has
been applied for 1 min £ 5 s unless otherwise prescribed in the
detail specification.

When prescribed by detail specification the temperature at which

the measurement is made shall be noted. If this temperature differs
from 20 °C a correction shall be made to the measured value by
multiplying the value by the appropriate correction factor prescribed
in the sectional specification.

The relevant specification shall prescribe:

of
these tests (see Table III);

b) the method of applying the voltage (one of scribed

in Sub-clauses 4.5.2.1, 4.5.2.2 or U4.5.2.3N
c) time of electrification if other th
d) any special precautions to be tak

e) range

Lions

f)

g)

[V}
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TABLEAU III

Points de mesure

ESSAIS DESCRIPTION

A Entre bornes |Entre les lignes transportant le courant de
charge 3 travers les composants, par exemple,
entre phases, ou entre phase et neutre.

B Isolement Entre les bornes transportan
interne charge, reliées entre ell
(sauf si le boitier est

de

ilque-

C Isolement
externe

e courant [de
la plaque jpu la
ers isolés n'utilli-

la plaque ou la feuillle

es types en bolitier métlal-
<:j\\\(/ i isblé uniquement).

O

z \> O3
<;;;E§§;S§txl ' Boitier métallique
, 4

Essai A entre 1 et 2 ou 3 et U
Essai B entre 1, 2, 3, 4 ensemble et 5.

1 O O3

2 O+ 04

=,

Essai A entre 1 et 2 ou 3 et 4
Essai C entre 1, 2, 3, 4 ensemble et la feuille métallique 5 enroulée
autour du boitier.

Bolitier isolant
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TABLE III

Measuring points

TESTS

DESCRIPTION

A Between
terminations

Between pairs of lines carrying the lo
current through the suppression compon
e.g. line-line or line-neutral.

ad
ents

B Internal
insulation

Between the load current fgermi
connected together and as
where the case is one_term
(metal cased types Q?I?*k\

LioRs
(‘axce
io

<

C External
insulation

NS

Between the
connected

or
tal)

Examples: [\\/\\
2 O N\ DY 4 Metal case
O 5

Test A be en
'est” B between

1and 2 or 3 and 4
1, 2, 3, 4 together and 5

2 O

QO3

Oy

Insulating case

| O}

Test A between
Test C between
the case

1 and 2 or 3 and 4
1, 2, 3, U4 together and the metal foil 5 wrapped around
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4.6.2

4.6.2.1
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Tension de tenue

~L'essal prescrit ci-dessous est un essai en courant continu. Lorsque

la spécification applicable prescrit un essai en courant alternatif,
le circuit d'essai doit é&tre prescrit par cette spécification.

Circuit d'essai (pour l'essai entre bornes)

—approprié

Le circuit d'essai doit &tre tel que les conditions liées aux courants
de charge et de décharge et la constante de temps pour la charge,
temps prescrites dans la spécification applicable, soient respectées.

La figure 1 précise les caractéristiques d'un circuit d'essai
> ¢

Inductance

SNV en
> essal

Figure 1

u &tre ne doit pas &tre inférieure a 10 §00Q/V.
comprend la résistance interne de la source|de

istances R4y et Ry doivent avoir une valeur suffisante|pour
es gourants de charge et de décharge a la valeur prgscrite

Selon le cas, l'essai comprend une ou plusieurs parties conformément
au tableau III et aux prescriptions de la spécification applicable.

Essai A - Entre bornes

Essai A selon tableau III, en conformité avec les exigences de la
spécification applicable.

Procédure

Lt'interrupteur étant placé en position 2, les deux bornes représentées
au sommet du schéma sont reliées a une source de tension continue
réglable, de puissance suffisante, réglée pour la tension d'essai
requise.

L'inductance & essayer est connectée au circuit d'essai, comme indiqué
sur le schéma.
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4.6

h.6.1

4.6.2

4.6.2.1

Voltage proof

The test prescribed below is a d.c. test. When the relevant specifi-
cation prescribes an a.c. test, the test circuit shall be prescribed
by that specification.

Test circuit (for the test between terminations)

The test circuit shall be such that the conditions relating to the
charging and discharging currents and the time constant for charging,
prescribed in the relevant specification, are complied with.

Figure 1 specifies the characteristics of a suitable test circuit:

O

' Inductor
> under
test

Figure 1

ltmeter shall be not less than 10 000 QfV.
des the internal resistance of the d.c. supply.
Ryvand Ry shall have a value sufficient to limi{
discharging current to the value prescribed in|the

[esh

vepending on the case, the test comprises one or more parts in accor-
dance with Table III and the requirements of the relevant specification.

Test A - Between terminations

Test A of Table III, in accordance with the requirements of the
relevant specification.

Procedure

With the switch in position 2, the two terminals at the top of the
diagram are connected to a variable d.c. supply of sufficient power
adjusted to the required test voltage.

The inductor to be tested is connected to the test circuit as indica-
ted in the diagram.
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L'interrupteur est ensuite mis dans la position 1 pour charger la
capacité parasite Cg.

L'interrupteur doit rester dans cette position pendant le temps spécifié
aprés que la tension d'essai a été atteinte.

La capacité parasite Cg doit &tre ensuite déchargée par 1l'intermediaire
de Ro, en plagant l'interrupteur dans la position 2. Dés que le volt-
métre est revenu a zéro, 1'inductance est mise en court-circuit, en
plagant 1l'interrupteur dans la position 3 puis doit &tre déconnectée.

4.6.2.2 Essai B - Isolement interne

Essai B selon tableay III en conformité avec les prescriptions de la
spécification applicable.

Procédure

Lravers la
prescrit

La tension d'essai spécifiée est appliquée
résistance interne de la source de tensio penog\t le
dans la spécification applicable.

4.6.2.3 Lances

is0lé)

bdes
prescrip-

du corps de

Epasser d'au
1 mm/kV
ies., Si
reliée au
de la feuil-
autant qu'il est nécessaire pour établir| 1'espace de
d'essai.

uctances a sorties unilatérales, une distance minimale
d6it €tre maintenue entre le bord de la feuille et chaque

En aucun cas la distance entre la feuille et les sorties ne [doit &tre
inferieure a 1 mm.

Méthode pour les inductances comportant des dispositifs de fixation

L'inductance doit &tre montée de fagon normale sur une plaque métal-
lique dépassant d'au moins 12,7 mm (0,5 in) dans toutes les directions
la face de montage de 1'inductance.

Méthode du bloc métallique en V

L'inductance doit &tre calée dans le fond d'un bloc métallique en V
ouvert a 90° de telle maniére que son corps ne déborde pas des extré-

mités du bloc.

La force appliquée pour caler l'inductance doit étre telle qu'elle
garantisse un contact adéquat entre son corps et le bloc.
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4.6.2.2

u.6-2-3

CS.

The switch is then moved to position 1 to charge the stray capacitance

The switch shall remain in this position for the time specified after

the test voltage has been reached.

The stray capacitance Cg shall then be discharged through R, by
moving the switch to position 2. As soon as the voltmeter reading
has fallen to zero the inductor is short-circuited by moving the

switch to position 3 and the inductor shall be disconnected.

Test B - Internal insulation

v ]
relevant specification.

Procedure
The specified test voltage is applied insta
specification.

Test C - External insulation (appligable o ulated ind

non-metallic case or in insulated

Test C of Table III, using 3 odlowing methods

e i : S the requirements
relevant specification:
Foil method
A metal foil

For in to
end by

can be mad

In"no case the distance between the foil and the terminations

1 internal
resistance of the power supply for the tim i in the re¢levant

hctors in

For the
of the

hductor.

byond each
1 mm/kV
s minimum
ed by

[ test

ance of
Ach

shall be.

less than 1 mm.

Method for inductors with mounting devices

‘The inductor shall be mounted in its normal manner on a metal plate
which extends by not less than 12.7 mm (0.5 in) in all directions

beyond the mounting face of the inductor.

V-block method

The inductor shall be clamped in the trough of a 90° metallic V-block
of such size that the inductor body does not extend beyond the extremi-

ties of the block.

The clamping force shall be such as to guarantee adequate contact

between the inductor and the block.
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L'inductance doit &tre placée conformément aux dispositions suivantes:

a) Inductances cylindriques: 1'inductance est placée dans le bloc
de maniére que la sortie la plus éloignée de l'axe soit au plus
prés de l'une des faces du bloc.

b) Inductances parallélépipédiques: l'inductance est placée dans le
bloc de maniére que la sortie la plus proche du bord de l'induc-
tance soit le plus prés de l'une des faces du bloc.

Pour les inductances cylindriques et parallélépipédiques & sorties
axiales, on ne doit pas tenir compte du décentrement éventuel de la

sortie—au ?Q!Ht ou—ellesort—du corps du r‘l'is_pg,s'i+if‘

Procédure

Eravers la
spécifié

La tension d'essai spécifiée est appliquée
résistance interne de la source de tensiof
dans la spécification applicable.

4.6.3 Exigences

4

Pour chacun des essais spécifi i sevprésenter aukun signe
; eriode d'essai.

4.6.4 L'application répétée de 1 3 i de tenu peut endommager

1'inductance de fagon it X et devrait autant que possible &tre
évitée.
4.6.5
espondant

tapplica-
au

4.7
L'inductance doit &tre mesurée et doit &tre comprise dans les toléran-
ces annoncées pour l'inductance nominale. Le courant, ou la tension, et
la fréquence de mesure doivent &tre spécifiés dans la spécification
particuliére.
Etant donné que la valeur mesurée de l'inductance peut étre fonction du
courant, de la fréquence et de la température, ces paramétres doivent
étre enregistrés dans le procés-verbal d'essai et doivent rester con-
stants tout au long de l'essai.

4.8 ‘ Affaiblissement d'insertion

La méthode mesure doit étre choisie parmi celles décrites dans la
Publication 17 du C.I.S.P.R.
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4.6.3

4.6.4

4.6.5

b7

4.8

The inductor shall be positioned in accordance with the following:

a) For cylindrical inductors: the inductor shall be positioned

in the block so that the termination furthest from the axis of

the capacitor is nearest to one of the faces of the block.

b) For rectangular inductors: the inductor is positioned in the block
so that the termination nearest the edge of the inductor is nearest

to one of the faces of the block.

For cylindrical and rectangular inductors having axial terminations
any out-of-centre positioning of the termination at its emergence from

the inductor body shall be ignored.

Procedure

The specified test voltage is applied instantanewn
internal resistance of the power source for
in the relevant specification.

Requirements

For each of the specified tests ther
flashover during the test . period

Repeated application of t
damage to the inductor and

The inductance shall be measured and shall be within the declafed

tolerance of the rated inductance. The measuring current or voltage

and frequency shall be specified in the detail specification.

As the measured value of the inductance may be a function of current,
frequency and temperature, these parameters shall be recorded in the

test report and shall remain constant throughout the test.

Insertion loss

- The measurement method shall be selected from those described in

C.1.S.P.R. Publication 17.

down or

ent

g to
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4.9.1

bh.9.2

4.9.3

4.g9.4
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Robustesse des sorties

Les inductances doivent &tre soumises aux cohditions des essa
Ub, Uc et Ud de la Publication 68-2-21 de la CEI, si applicab

Essai Ual - Traction

La force & appliquer doit &tre:

- pour les sorties autres que les sorties par fils: 20 N;
. - pour les sorties par fils, voir tableau ci-dessous.

© CEI1

is Ual,
le.

Section nominale Diamétre correspondant pour Force
du fil les fils de section circulaire
(mm2) (T (N)
S < 0,05 1
0,05 < S < 0,07 2,5
0,07< 80,2 5
0,2 < 8<0,5 10
0,5 <8< 1,2 20
1,2 <8 40
Essai Ub - Pliage (su 1a ma{gg;ié é;KZ) ;;>
succe331vement effectuég dans
sai ne s'applique pas si les
rigides dans la spéciffication
uctances.
des sorties)
La még;;d \\Eéix rotations successives de 180°) doit
étre utilis
plicable aux sorties decrltes comme rigides dans
oartlcullere et aux inductances a sorties urlilatérales
utilisées sur des cartes imprimés.
=Couple (pour les sorties par goujons filetés ou vils et pour
leé\glspdsltlfs de fixation)
Diamétre nominal du filet | 2,6 3 3,5 y 5 6
(mm)
Moment du|Sévérité 1 0,4 0,5 0,8 1,2 2,0 2,5
couple
(N.m) Sévérité 2 0,2 0,25 | 0,4 0,6 1,0 1,25
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4.9

4,9.1

4.9.2

4.9.3

4.9.4

Robustness of terminations

The inductors shall be subjected to Tests Ual, Ub, Uc and Ud
of IEC Publication 68-2-21, as applicable.

Test Ual - Tensile

The force applied shall be:

- for terminations other than wire terminations: 20 N;
- for wire terminations, see table below.

Nominal Cross sec— Correspondingdiameter of Force
tional area circular section wires
(mm?) (mm) (N)
A ON
S <€ 0.05
0.05 < S 0.07
0.07 < 5 <0.2
0.2 < 8$<0.5
0.5 < S <1.2
1.2 < S

nafishe

Test Ub - Bending (half<;;\tb terminafio

Method 1: Two consecutiveg bends\shall“\be applied in each direction.
This test shall n pp if,Vin the detail specification
for<i?z\i?ducg\\2; termiAations are described as|rigid.

Test Uc - TBK§io (other h of the terminations)

(t‘\\§é;2essive rotations of 180°) shall pe used.

Ye if, in the detail specification the termi-
rigid and to inductors with unidirectfional

for terminations with threaded studs or scrgws

fominal thread diameter | 2.6 3 | 3.5 4 5 6
(mm)
Severity 1 0.4 0.5 0.8 1.2 2.0 2.5
Torque

(N.m) Severity 2 - 0.2 0.25 | 0.4 0.6 1.0 1.25
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4.9.5

4,10
4.10.1

4.10.2

4.1

4.11.1

b.11.2

4.11.2.1 Température du bain: 235 + 5 C°

44 938-1 © CEI

Examen visuel

Aprés chacun de ces essals, les inductances doivent &tre examinées
visuellement. Elles ne doivent pas présenter de dommage visible.

Résistance & la chaleur de soudage

Sauf prescription contraire de la spécification applicable, les induc-

tances doivent étre soumises 3 l'essai Tb de la Publication 68-2-20 de
la CEI avec les modalités suivantes:

a) Toutes inductances exceptées celles relevant du point b) ci-aprés:

Méthode 1A avec une durée de 5 s ou 10 s, comme spe01f1e dans la
spécification particuliére.

Profondeur d‘1mmer31on a partir du plan d'a
en utilisant un écran isolant du point de

thermique de 1,5 * 0,5 mm d'épaisseur.

b)  Inductances décrites dans la spécificd ‘ comme non
il

Méthode 1B

Profondeur d'immersion & par 3.5+0

-0, 5

upérieure 2
2 h, sauf prescription”’contrd ] i i i iére.

r'se de \dommage visible et le margy

re mesurées comme prescrit ddns la

age doit

eulement pour les sorties destinées|i &tre

\\é;;;;;é étre soumises & l'essai Ta de la Publication

en utilisant soit la méthode du bain d'alliage
la méthode du fer & souder (méthode 2), soit la
@ goutte d'alliage (méthode 3) selon les prescrigtions de

a méthode du bain d'alliage (méthode 1) est spécifide les
suivantes sont appliquées:

Temps d'immersion: 2,0 + 0,5 s.
Profondeur d'immersion (& partir du plan d'appui ou du corps du
composant) :

a) Toutes inductances exceptées celles relevant de l'alinéa b)
ci-apreés;:

2 0+8 ghn en utilisant un écran isolant du point de vue

thermlque de 1,5 % 0,5 mm d'épaisseur.

b) Inductances décrites dans la spécification particuliére comme non

congues pour l'utilisation sur cartes imprimées: 3, 5*3 5mm
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4.9.5

4.10

4,10.1

4.,10.2

bo11.1

4,11.2

4.11.2.1

Visual examination

After each of these tests the inductors shall be visually examined.
There shall be no visible damage.

Resistance to soldering heat

Unless otherwise stated in the relevant specification, the inductors
shall undergo test Tb of IEC Publication 68-2-20 with the following
requirements:

a) A11 inductors except those of b) below:

using a thermal insulating screen of
1.5 £ 0.5 mm thickness.

b ) Inductors not designed for use on pri
in the detail specification:

Method 1B
Depth of immersion from the

Led

examined.
There shall

The ind
specifica

Soldena§;}}§y (appli e only for terminations intended to be

all>be subjected to test Ta of IEC Publication 68-2-20

e solder bath method (Method 1) or the soldering iron
methiod ethod 2) or the solder globule method (Method 3) as priescribed
by/the detail specification. :

When the solder bath method (Method 1) is specified, the following
requirements apply:

Bath ﬁemperature: 235 £ 5 °C.
Immersion time: 2.0 = 0.5 s.
Depth of immersion (from seating plane or component body):

a) All inductors except those of b) below:
2.0f8 5mm, using a thermal insulating screen of 1.5 £ 0.5 mm
thickness.

b) Inductors indicated by the detail specification as being not
designed for use on printed boards: 3.5*0 mm.
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4.11.2.3

46 — | 938-1 © CEI

Les sorties doivent étre examinées en ce qui concerne la qualité de
1'étamage, mise en &vidence par 1'écoulement libre de 1' alliage avec un
mouillage convenable des sorties.

Lorsque la méthode du bain d'alliage n'est pas applicable, la spéeifi-
cation particuliére doit indiquer la méthode i appliquer ainsi que les
conditions d'essai et les exigences correspondantes.

Note. -Lorsque la méthode de la goutte d'alliage est utilisée, les
exigences doivent comprendre le temps de soudage.

Variations rapides de température

4,12.3

4.13.3

4.13.4

Vibrations

Les mesures prescrites dans la spécification applilcablé\doivient &tre

effectudes.

lles ne

Les mesures prescrites dans ifi i : i ivient alors
étre effectuées.

ent

lication
gré de

, 11 doit
pour

les

tents, les coupures du circuit ou les courtl-circuits.
a mesure doit étre égale i celle d'un balayage H'une
'autre de.la gamme de fréquences.

Jessai les inductances doivent &tre examinées visuellkment.
Elles ne doivent pas présenter de dommage visible. Lorsque les induc-

tances sonl essayees dans les conditions prescrites dans le paragraphe
4, 13 3, il ne doit pas se produire de contact intermittent d'une durée

supérieure ou égale i 0,5 ms, ni de coupure du 01rcu1t, ni de court-
circuit.

Les mesures prescrites dans la spécification applicable doivent alors
étre effectuées.

Secousses

Les mesures prescrites dans la spécification applicable doivent é&tre
effectuées.
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